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Теория измерительно-вычислительных систем [1,2] предполагает решение задач анализа 
и интерпретации данных, полученных в измерениях по схеме 

νξ += Af ,  (1)
где ξ  интерпретируется как искаженный шумом ν  результат измерения выходного сигнала Af  
измерительного прибора A , на вход которого подан сигнал f  от измеряемого объекта ( и среды). 
Методы  теории  измерительно-вычислительных  систем  основаны  на  математической  модели 
измерения (1), включающей знание математической модели измерительного прибора  A . Задача 
интерпретации данных (1) состоит в получении оценки сигнала  f  (или  Uf , где  U  - заданное 
преобразование), задачей анализа является оценка адекватности результатов интерпретации.

Однако на практике модель прибора  A  часто приходится строить на основе измерений 
прибором  A  набора  известных  сигналов,  называемых  тестами.  Считая  тестовые  сигналы 
столбцами матрицы F , схему тестовых измерений запишем в виде

Ν+=Ξ AF , (2)
здесь  столбцы  матрицы  Ξ  -  результаты  соответствующих  тестирующих  измерений, 
искаженные шумом, записанным как столбцы матрицы Ν . 

В случае, когда о приборе A  априори ничего не известно, измерительно-вычислительная 
система  построена  в  работе  [3].  В  данной  работе  построена  измерительно-вычислительная 
система  для  случайного  оператора  A  с  известными  математическим  ожиданием  и 
ковариационным оператором. 

В  предположении,  что  тестовое  измерение  сопровождается  нормальным  шумом,   а 
оператор  A  задан  матрицей  с  нормально  распределенными  матричными  элементами 
построены методы контроля адекватности модели измерения (2) путем вычисления надежности 
статистической  гипотезы  о  параметрах  распределения  матрицы  Ξ  на  основе  локально 
наиболее мощного критерия [2].

В  предположении,  что  в  схеме  (2)  измерительный  прибор  и  (или)  входной  сигнал 
являются  случайными  с  известными  данными  об  их  математических  ожиданиях  и 
ковариационных операторах, построены методы наиболее точного оценивания сигнала  f  (или 
Uf ), в которых измерения (2) используются для уточнения модели измерительного прибора.
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